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4.3. Ensaios de polarizagédo potenciodinamica

4.3.1. Otimizacao da “Flat Cell” para ensaios potenciodinAmicos

A utilizac&o do potenciostato e da célula eletrodcé especificados na seccéo 3.3, para
realizar os ensaios eletroquimicos de polarizagdengiodinamica no aco inoxidavel P304
em meio de agua destilada com 3,56% de NaCl, apgmesgeinicialmente, resultados nao
satisfatorios.

As curvas de polarizacéo obtidas ndo eram repiEseg ao comportamento normal de
aco inoxidavel P304, sendo impossivel identificarpotencial de pite (Fig. 4.6 a).
Adicionalmente, comparando estas curvas com asswbtidas por Santandréa (1999), as
mesmas subestimam o valor médio do potencial ég314 mV). Observando-se as amostras
ensaiadas, encontrou-se que a corrosdo acontefexgmcialmente nas bordas do contato
com o0 O-Ring e sempre nas mesmas posicoes, evidenciando, aggamp fendmeno

corrosivo era por fresta e néo por pite (Fig. 4.6 b
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Figura 4.6. (a) Curvas de polarizacdo do aco iremat P304, em meio de 3,56% de NaCl,
com corrosao por fresta. (b) Imagem de corrosadrpsta na amostra de P304 apds o ensaio

de polarizacédo potenciodinamica.
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Uma analise cuidadosa e detalhada da forma de&ajda amostra nadfat Cell’ (Fig.
4.7) mostrou que quando o parafuso exerce presgsachapa de contato (para fixar a
amostra), seu suporte sofria deformacéao, fletawlodo ao momento gerado. Desta forma, a
pressdo da chapa na amostra néo € uniforme, camdaado na Fig. 4.8.

A diferenca de pressdo na amostra criava espagdmados entre ela e ©-Ring
gerando a corrosdo por fresta. Percebeu-se tambénag amostras ndo eram totalmente

planas, o que favorecia a diferenca de pressamngagem.

Suporte do parafuso Parafuso de fixacdo
da amostra

g

/
/ Chapa de contato
com a amostra

Flange da célula O-Ring Amostra

Figura 4.7. Flange ddfat Cell”, onde a amostra é fixada.

Forga efetuada pelo
parafuso no suporte

W)

Deformagdo temporal
pela forga efetuada
pelo parafuso

| Posi¢#o horizontal

!

Destribuic¢do de
pressdo na amostra

Figura 4.8. Deformacao temporal do suporte do pacaha Flat Cell”, no instante de fazer a

forca para fixar a amostra.
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De acordo com as observacoes feitas, foram exexsutsiseguintes correcdes, tentando

evitar a corrosao por fresta:

a) Fixar uma chapa de aco transversal ao suporterdfupa mediante dois sargentos
apoiados no flange da célula (Fig. 4.9 a), isso amnfim de minimizar a
deformacédo do flange com consequente redistribulggmressao na amostra;

b) Mudar o tipo deD-Ring: de umflexivel para um de tipo rigido. Adicionalmente, o
O-Ring passou a ser colado (com silicone) na amostrandindo desta forma o
erro devido a ndo planicidade das amostras (Fgb}.A colagem por silicone foi
executada apos o lixamento e limpeza da amostra.

O resultado destas modificacOes foi bastante atirgh. Na Fig. 4.10 (a), apresenta-se

a evolucao dos resultados das curvas de polarizsgaoco aco P304. Quando se implantou a
correcdo relativa a sujeicdo da amostra, a corrpsédresta diminuiu consideravelmente,
mas ainda encontrou-se fresta (curva verde, Fit0Q 4a)). O resultado foi ainda mais
satisfatério com a minimizacédo do efeito da platade da amostra (curva vermelha, Fig.
4.10 (a)) associado. Ao observar as amostras apéssaios de corrosdo com as correcdes
implantadas, essas apresentavam corrosédo poepitéofno de 350 mV, Fig. 4.10 b), o que

garantiu a validade das correc¢des na célula elgtroga.
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Figura 4.9. Otimizacédo ddlat Cell”; (a) Otimizacao da distribuicdo de presséao; (bpsima
comO-Ringrigido colado com silicone.



57

0,5

04

0,3

0,2

0,1

0

-0,1

-0,2

Diferen¢a de Potencial Ewce Vs. SCE [V]

——304 sem otimizagéo
-0,3

304 otimizagéo a)

——304 otimizag#o a) e b)

0,4 : : : : : . : :
1,00E-08 1,00E-07 1,00E-06 1,00E-05 1,00E-04 1,00E-03 1,00E-02 1,00E-01 1,00E+00 1,00E+01
Densidade de Corrente[mA/cm?|

—~
j
=

Corrosdo
por pite

Figura 4.10. (a) Evolucdo das curvas de polarizati@co inoxidavel P304 no meio de
3,56% de NaCl, ao implantar as otimiza¢des Flat“Cell”; (b) Amostra com corroséo por
pite apos o ensaio de polarizagédo potenciodinamica.

4.3.2. Ensaios de polarizacdo potenciodindmica anddica em ambiente desareado

ApOs a otimizacdo do equipamento, iniciou-se o0s aiess de polarizacéo
potenciodindmica anddica em ambientes desaerad@c(@do com as normas ASTM G3-89
e ASTM G5-94).

A Fig. 4.11 apresenta o comportamento a polarizéighca dos acos inoxidaveis na
solugcédo de um normal (1N) de$Dy. O comportamento se organiza por grupos: acosA°430
e P430E (ferriticos de 16% de Cr), acos P409 e Piétfticos de 11% de Cr) e aco P304
(austenitico de 18% de Cr e 8% de Ni).

O comportamento dos acos ferriticos (P409, P4180R4 P430E) € ativo-passivo,
mas o aco austenitico P304 comportou-se aparenterdenmaneira totalmente passiva, ja
gue néo foi possivel visualizar, com certeza, aztivo-passiva, ou seja, ndo foi possivel
identificar claramente o potencial de inicio daspas;do descrito por Biefer (1970).

Os resultados dos acos P430A e P430E estdo deoaoomu os comportamentos das
curvas de polarizacdo citados por Biefer (1970) A&S8M G3-89 (2010). O aco P430A
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apresentou valores na faixa dos valores maximosnémms do potencial versus corrente
citados na norma ASTM G5-94 (2004).

A curva do aco P304 apresenta 0 mesmo comportanmosirado por Santandréa
(1999), mas difere nos valores do potencial deoséo (Eor), que sdo maiores para 0s
apresentados na Fig. 4.11, o que pode ter sidadayselo tempo de estabilizacdo. Além
disto, a curva apresentada por Santandréa (1998)anom comportamento ativo-passivo
mais visivel. Uma diferenca importante esta no ggsc de fabricacdo. O aco P304 deste
trabalho foi obtido apds o processo de laminagimeate e recozimento. O material utilizado
por Santandréa (1999) ainda passou por processamenaminacdo a frio e nova etapa de
recozimento.

Comparando-se os potenciais de corrosagq)Eobserva-se que os acos ferriticos
possuem praticamente o0 mesmo potencial, mas o @atoaior para 0 aco austenitico. O
potencial de corrosdo maior indica uma maior rés@h da corrosdo, o que é esperado
devido ao conteudo de cromo e niquel do aco atisteAZUMA et al, 2004).

Ahmad (2006) afirma que elementos de liga que passimais rapidamente que o
metal de base reduzem os valores gg induzindo assim a passividade. Elementos, tais
como o cromo e o niquel, que tég) B Epp menores que os apresentados pelo ferro, reduzem

0 lepp (densidade de corrente critica de primeira pag&o)edo ferro (Fig. 4.12).
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Figura 4.11. Curvas de polarizacdo potenciodinamacalica em meio 1IN430,.
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Figura 4.12. Efeito do teor de cromo da curva darpacao anddica de ligas Fe-Cr em 10%
de SO, a 21 °C (AHMAD, 2006).

Azuma et al. (2004) demonstraram que aumentando o teor de Inigue acos
inoxidaveis, o kyr aumenta e, em contraste, a corrente critica oterger de primeira

passivacao ) diminui (Fig. 4.13).
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Figura 4.13. Efeito do teor de Ni no potencial de@séo, & € densidade de corrente critica
de primeira passivagaayd (10% NaCl, pH ajustado pelo acido sulfirico, taeavarredura
de 0,33 mV /s, 60 ° C) (AZUMAt al, 2004).
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A Tabela 4.2 apresenta o valor médio para os pdrésnearacteristicos extraidos da
curva de polarizacdo (BIEFER, 1970). Sao eleseaterminima in), potencial e densidade
de corrente critica da primeira passivacagu(& kpp € potencial e densidade de corrente da

segunda passivacaofe ksp.

Tabela 4.2. Valores médios dos agos inoxidaveisdadbs paramin, Ecpp, icpp Ecsp € ksp

extraidos das curvas de polarizagdo em meio 250H

Imin [mAlcmz] icpp [mA/cmz] Ecpp [V] icsp [mA/cmz] Ecsp [V]
Material Media | DP | Media | DP | Media | DP | Media | DP Media DP
(E-3) [(E5)| (E-D) | (E-2) | (E-1) [(E-2)| (E-1) | (E-2) (E-2)

62?:’ 0,824 | 5,69 0,021 | 007| -2,547 1,6B104,13739557 1,410| 0,06
6;?3 1,770 | 5,11(271,197478,94 -2,917 | 0,42 3,360 | 8,84| 1,137 4,48
6;%2 1,344 | 1,16|177,093 248,59 -3,253| 0,57| 2,233 | 0,91| 1,131 3,4p
430A| 1011 | 1,00 80,693| 4251 -4070 0267837 | 536| 1142 06p
jrsnOrE 1,163 | 504/ 99,023 17,29 -3,943 0,259,690 | 202| 1,146 0,78

E bem conhecido o fato de que valores baixosdénduzem uma maior resisténcia da
camada passiva. O aco inoxidavel austenitico P804 dpresentar uma melhor resisténcia da
camada passiva por haver apresentado os menoocessvek 4;n. Dentre 0s acos inoxidaveis
ferriticos, o grupo dos agos com 16% de Cr (P43@g apresentaram valores dgnimais
baixos que o grupo formado pelos acos com 11% dde®rdo a quantidade de Cr disponivel
para formar camada passiva (AHMAD, 2006). Obseevais igual forma que os acos
ferriticos ndo estabilizados P430A e P410 apresemt&nor i, que seus pares P430E e
P409, respectivamente, indicando que as estaliiezagnfluenciam negativamente a
densidade de corrente minima, e leva a supor goeesenca dos precipitados formados,
principalmente pelos elementos estabilizadoresdbi@ié titanio), influenciam negativamente
a formacéo de maior espessura de camada passiva.

A primeira passivagcado acontece em potenciais nitais @ densidade de correntes mais
baixas para o aco inoxidavel austenitico P304 (rédens de grandeza paracg)i 0 que
justifica como ja comentado anteriormente, seu @rytamento passivo, diferente dos acos
inoxidaveis ferriticos, que tém comportamento apegsivo. Para 0s acos inoxidaveis

ferriticos, observou-se que o potencial criticgpdmeira corroséo (&) € maior para 0s agos
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com 11% de Cr (P410 e P409). A densidade de cer(gpy) € mais baixa para os acos com
16% de Cr (P430E e A).

De acordo com Biefer (1970), o potencia,Faumenta com a presenga de silicio,
tungsténio ou vanadio. Analisando as porcentagessesd elementos nos acos inoxidaveis
ferriticos estudados (Tabela 4.1), notou-se quenteddo de silicio apresenta boa correlagéo
com o comportamento do potencialydz quanto maior a quantidade de silicio maior o
potencial (409>410>430E>430A).

O aco austenitico P304 apresentou melhor compontanpara o, com diferenca de
duas ordens de grandeza em comparacao com adtedsrr

A densidade de correntgsg e o potencial (gp) nos acos inoxidaveis ferriticos
comportou-se de acordo com a porcentagem de Crp @ronteceu com a densidade de
corrente dor.

Para os acos com 11% de Cr, a densidade de coiggete potencial &, foram mais
baixos, quando comparados com os valores dos &a¢osl6%Cr. O menor teor de Cr da
camada passiva induz uma menor resisténcia quacdmgarada com aquelas dos acos com
maior quantidade de Cr. O ago P409 apresentou rdaisidade de correntgpique 0 aco
410, o que pode estar relacionado com a porcentagesilicio, que ajuda a aumentar este
parametro [BIEFER, 1970]. Além disso, foi observage entre os potenciais de 700 e 800
mV, o0 aco P409 apresenta um comportamento singlaruma nova passivacao, mas que nao
caracteriza, no nosso entendimento, uma segunda/pgdo. Este comportamento anémalo
poderia ser motivo de um trabalho futuro.

Nos acos P430A e P430E (16% de Cr), o valor daidihes de correntesj, € maior
para o aco P430E, que contém maior porcentageniicie,sconcordando com o reportado
por Biefer (1970). Os menores valores de correpteeio potencial Ep para o ago P430A,
comparado com o aco P430E, podem ser justificadmsgradiente de textura mais refinado
da amostra P430A (Fig. 4.3). A relacdo direta eattextura e a corrosdo sera discutida na
proxima seccao (4.3.3).

Para tentar entender os fenbmenos de corrosaceamnd nos acos ensaiados em meio
IN H,SO,, a Fig. 4.14 apresenta as micrografias obtidas npioroscopia eletronica de
varredura (MEV).

Na superficie do aco P430E, observa-se uma maiantigiade de pontos brancos,
sendo eles precipitados de carbonetos de niobioséxp pela corrosdo, e nos contornos

destes precipitados observam-se uma regido pretadgqupara supor que € corrosdo nos
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contornos dos precipitados (Fig. 4.14 (a)). Paraagp P430A, observou-se grande

predominancia de corrosao intergranular, que &eligiela cor preta nas bordas dos gréos, e
encontrou-se alguns pites espalhados dentro desalgdos (Fig. 4.14 (b)). Pode-se afirmar

que para o aco P430A é predominante a corrosagiiatellar, como € observado na Fig.

4.14 (b). J& para o aco P430E, Fig. 4.14 (a), pnéto a corrosdo nos contornos dos

precipitados, embora encontra-se algumas regidascoorosao intergranular. Pode-se dizer

que o P430A, que nédo é estabilizado, e tem maborde carbono que o P430E, deve estar
sujeito ao fendbmeno de sensitizagcdo. Isto faz coenagorra preferencialmente ataques nos
contornos de grdos. Ja o P430E, com menor tecarberto e estabilizado, ndo esta sujeito a
este fendbmeno, evidenciado pelo mais leve atadesgmanular.

No aco P409, visualiza-se alguns pites e graos @amosao intergranular, mas pelo
aspecto de degradacdo da superficie, pode-se glimerfoi predominante uma corrosao
generalizada na superficie do aco. O agco P410 epaeecsofrido maior ataque por corrosdo
intergranular, o que pode justificar os menore®resl de corrosdao do ago P410, quando
comparados com aqueles do aco P409 (estabilizad9.aBonfirmou-se, ainda, a influéncia
benéfica dos elementos estabilizadores, nidbioQE}& titanio (P409) (Tabela 4.1). Estes
elementos, por induzir contornos de grdos mends/osa ajudam na protecao da corrosao
intergranular.

O aco P304 apresenta em sua maioria regides daes@ormtergranular e alguns pites.
Na Fig. 4.14 (e), apresenta regides pretas noscw de grdo, sendo um ataque corrosivo
neles (corroséo intergranular). Dentro de algud®gdo aco P304, observam-se pequenos
pontos pretos, que poderia-se supor que sao pites.

Com os ensaios no meio salino de 3,56% de NaClgera destilada, ndo foi observada
a presenca de corrosao localizada (pite) na sogedas amostras de acos inoxidaveis P409 e
P410, de 11% de conteudo de Cr, sendo sensiveiga@s&o por fresta, como acontece em

acos de baixa liga, exemplo, o0 aco A36.
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Figura 4.14. Micrografias MEV dos acos ensaiadosneeio 1N HSO,. (a) P430E; (b)
P430A; (c) P409; (d) P410; (e) P304.
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Na Fig. 4.15, sdo apresentadas curvas caractasiste polarizacdo realizadas para os
acos P409 e P410 comparadas com a polarizacacon&3éc Embora as curvas para P409 e
P410 tenham um aparente potencial de pite, quasd@anzostras eram inspecionadas,
encontrava-se corrosao por fresta, ou seja, osgate de pite aparentes eram, na realidade,
0S potenciais nos quais se originava a despassivicietal motivado pela alta concentracéo
de NaCl nas bordas do O-Ring. Segundo Talbot eoT4ll998), pequenas quantidades de
solucbes estagnadas dentro de fendas e areasactaginuma superficie de metal passivado
sao regides preferenciais para o esgotamento géromi devido a dificuldade de reposicao
deste elemento, pela lentiddo da difusdo de iomsassa do liquido. Se, durante um periodo,
0 conteudo de oxigénio cai abaixo de uma conceidragitica, a passividade é quebrada,
criando uma célula ativo / passivo, produzindo uag@e intenso no pequeno local criado.
Pode-se dizer que as porcentagens de Cr e outoem@os de liga ndo sao suficientes para
manter uma camada passiva resistente a concergrde@oro nas bordas.

Na Fig. 4.15, o resultado de dois ensaios paragos B409 e P410 em meio 3,56%
NaCl, um para potenciais perto de 100 mV e outn@ geptenciais perto de 0 mV. Fica
evidente que dados obtidos quando aparece corpmséimesta ndo sao confiaveis devido a
dispersao de dados. Por outro lado, deve-se coasigige a utilizacao ddfat Cell’ pode ter
um efeito sobre estes resultados, ja que a anfastiram contato com a solugéo durante todo
o tempo de desaeracao antes de iniciar os ensdéos.disso, estes acos tem 0s menores teor
de Cr admitidos a um aco inoxidavel, tornando-ascpaesistentes a diferentes meios, como
em frestas. A notdria influéncia do Cr é vistacamparar com o resultado do agco A36.

A Fig. 4.16 apresenta exemplos de curvas de pal# iz anddica para os acos P304,
P430A e P430E, que tiveram resultado de corrosé@alitada (pite) na superficie. O
comportamento da curva de polarizacdo anoddica do R804 corresponde com as
referenciadas na literatura (Santandréa, 1999 diZdarbeken; Adriaens, 2012). Santandréa
(1999) mostrou média no potencial de pite de 312pak aco P304 em meio 3,56 de NaCl.
Mais recentemente, Zandi; Verbeken; Adriaens (20429rtaram potenciais de pite proximos

aos 332 mV no mesmo meio.
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E visivel a diferenca de comportamento para cada @gde o aco P304 tem uma
resisténcia mais elevada que os acos P430A e P43Q&e era esperado pela composicéo
quimica do acgo P304, contendo elevados teores denocre niquel que aumenta
significativamente sua resisténcia a corrosdo (ABMERNATIONAL, 1992). Para uma
comparacao quantitativa, na Fig. 4.17, apresentansédia dos potencias de pite para 0s acos
P304, P430A e P430E.

O potencial de pite do aco P304 é muito proximindecado por Santandréa (1999) e é
duas vezes maior que os potenciais de pite dosPIBA e P430E.

Comparando o potencial de pite dos acos ferritie@s;0 P430E possui maior potencial
de pite que o0 aco P430A, e confirma o indicado osmansaios em meio de 1NS0,: 0 aco
P430E possui maior resisténcia a corrosdo que oP480A. No entanto, a densidade de
corrente hin do aco P430A foi menor do que aquela apresentataggo P430E. Mesmo
assim, conclui-se que, de forma global, o aco P4B8@iStrou uma maior resisténcia a
corrosdo. Isto pode ser explicado pelo maior teerQf livre em solucdo solida. Se
considerarmos que o carbono forma carbonetos sédaadtipo M3Cs, cada atomo de
carbono retira quase quatro atomos de Cr da liga fpamar os precipitados. O P430A tem
mais carbono que o P430E, e neste sentido, estasmjaito a formacgéo de carbonetos de Cr,
principalmente nos contornos de graos. Associathoao P430E € estabilizado ao Nb, ou
seja, 0 carbono se precipita em carbonetos comebsteento e ndo com Cr. Neste sentido,
fica maximizado o teor de Cr livre nessa liga,uaficiado diretamente pelo menor teor de

carbono e, ainda, pela retirada de uma parcelartarge do restante pela estabilizacéo.
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Figura 4.17. Potencial de pite médio para os a80¢ AP430A e P430E.
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4.3.3. Influéncia da textura cristalogréfica na resisténcia a corrosao

Na seccédo 4.2, comprovou-se a existéncia de gtadiethe textura ao longo da
espessura para 0os acos inoxidaveis P430A e P43gEtivando verificar a influéncia da
textura cristalografica na resisténcia a corrog@maram-se amostras de P430A e P430E da
mesma chapa nas posicdes com gradiente de mataraere acordo com Raabe e Licke
(1992 a), e fizeram-se ensaios de polarizacdo gowinamica anddica. Essas posi¢cdes
correspondem ao centro da amostra, a superfigieagoosicdo de 80% do centro a superficie
(2, 4 e 3,6 mm respectivamente).

Na Fig. 4.18, sdo apresentados os resultados médigelarizacdo potenciodindmica
anddica ao longo da espessura em meio 3,56% Na€, s acos P430A e P430E. Nela,
mostra-se que a maior resisténcia estd na posied®,& mm, seguido pela posicao
correspondente a 4 mm. Para maior clareza, os @aigrde pite foram avaliados e estao
apresentados na Fig. 4.19. O potencial de pite atantpiando a posi¢céo chega a 3,6 mm e
diminui até chegar ao centro da amostra (2 mm}keja, a resisténcia a corrosao diminui no
centro das amostraé Fig. 4.19 mostra que existe influéncia da textemigtalografica no
potencial de pite, demonstrando que o fendmeno itke gossui um comportamento
anisotrépico, como foi indicado por Shahryari; Smoy Omanovic (2009).

Observando a analise de textura feita via EBSD. (Fid e 4.5), percebe-se que a
orientacdo das fibras <110> é predominante paracos P430A e P430E ao longo da
espessura, mas a orientacdo <100> da texturaalbasisento de Goss aparece para a posi¢ao
de 3,6 mm. E razoavel supor que a presenca daagn<100> na textura de cisalhamento
proporciona um aumento da resisténcia ao pite qas farriticos.

Chouthai e Elayaperumal (1976) relatam que a atesidade de empacotamento dos
planos e orientacbes cristalinas oferece uma metbsisténcia ao ataque quimico e
passivacao, e melhores caracteristicas de repgdsivaor sua menor eficencia em transmitir
energia. Shahryari; Szpunar; Omanovic (2009) vas miém e afirmam que as orientacdes
<111> e <100> possuem uma maior resisténcia aoepispera-se que orientacbes com
menor densidade atdmica possuam uma menor resestnpite.

Comparando o comportamento da superficie e doaelss amostras, nota-se uma
pequena diferenca de potenciais de pite. A superfflcmm) aparentemente apresenta uma

maior resisténcia ao pite.
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Figura 4.18. Curvas de polarizacédo potenciodinamngalica ao longo da espessura em meio
3,56% NaCl. (a) P430A e (b) P430E.
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Comparando as orientacdes presentes nas duassiegi8erva-se que além da presenca
da orientacdo <110> nas texturas de fibra, a sigpedpresenta a textura de cisalhamento de
tipo Latdo (orientacdo <211>), que como antes jéefrenciou, € uma textura presente da
recristalizacdo dos acos ferriticos. A orientac2d 1 na textura de cisalhamento poderia
aportar resisténcia a corrosao, como pode serrotadpo quando observa-se que a mesma
esta presente na posicdo de 3,6 mm, sendo elauadsegaior intensidade na textura de
cisalhamento de Goss. Além disto, pode-se congug as fibras com plano {100} e
orientagcdo <110> (fibrax), presente com maior intensidade no centro dapashaafeta
negativamente a resisténcia a corrosao por pitgigano centro da chapa possui os valores
mais baixos de potencial de pite para cada aco.

Foi feita uma inspecao superficial das amostrags ag ensaios em meio 3,56% NaCl,
através de microscopia eletrénica de varredura MEY. 4.20). As posi¢cdes de 3,6 mm
apresentam pites com maiores tamanhos para osa¢mss(P430A P430E). Cabe esclarecer
gue esta comparacdo ndo considera os potenciamp®m$ nos quais foi finalizado o ensaio,
gue para todos o0s ensaios apresentou diferenggemparacédo dos tamanhos dos pites seria

ideal se fosse finalizado o0 ensaio no mesmo patkogino mesmo tempo de ensaio.
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Figura 4.19. Potencial de pite médio, ao longosgessura, para os acos P430A e P430E.
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O aco P430A apresentou um crescimento do piteadnette associado ao crescimento
do potencial de pite, ou seja, quanto maior o miéke pite maior o tamanho do pite. No
entanto, este comportamento nao foi seguido pedoPA30E, nele, os pites presentes no
centro da espessura da amostra (2 mm, Fig. 4.283e)maiores que 0s pites presentes na
superficie (4mm, Fig. 4.20 (a)). Tentando entemaelhor o fenbmeno, procurou-se verificar
a influéncia da textura cristalografica no fenomehdiferenca de tamanho dos pites, medida
no centro da amostra para os acos P430E e P43@kri@pser causada pela diferenca de
fibras secundarias presentes em cada aco. A dildrgoredominante no centro das amostras
dos dois agos. Analisando as outras fibras com remimtensidades, aparece a fibyajue
coincide para os dois acos, e as filBasy para 0 aco P430A e P430E, respetivamente. E
razoavel supor que a fiba{001} <001> induz tamanhos de pites menores, eafibray
{001} <111> produz tamanhos maiores. Esta diferesigdamanho, possivelmente, pode-se
explicar pelo fato de que uma regido de maior t&sisa € mais resistente a formacao de pite,
mas quando o pite é formado, a corrosao se coaceste, tendo um maior tamanho. Em
outras regides, de menor resisténcia, a formacapitde “deve” ser em maior numero,
dividindo o efeito corrosivo entre eles.

Na Fig. 4.21, sdo apresentados os resultados médigelarizacdo potenciodindmica
anddica, ao longo da espessura em meio 130k para os acos P430A e P430E.

Observando-se as curvas da Fig. 4.21, nao foi widarmaior diferenca ao longo da
espessura, para os acos P430A e P430E. Para raexac foram calculadas as médias de
corrente minima {jn), do potencial critico de primeira passivacag,fE da densidade de
corrente critica de primeira passivacagy)i do potencial critico de segunda passivacag)(E
e da corrente de segunda passivaga. (i

A comparacao dos dados extraidos das curvas dezpgio ao longo da espessura em
meio 1IN HSO, para os agos P430A e P30E, s&o apresentadasgias 2, 4.23 e 4.24.
Nelas, observa-se a mesma tendéncia que no pdtdaqgmte (Fig. 4.16), ou seja, o melhor
comportamento a corrosdo foi apresentado na posiedd,6 mm que apresenta amenor
densidade de corrente. Como ja indicado, para gdmwsle 3,6 mm, a orientacdo <100> da
textura de cisalhamento Goss é a principal diferecgm as demais posicoes, isto €, a
orientagcdo <100> presente na textura de cisalh@amafiuiencia positivamente a corrente
minima (iin), & densidade de corrente critica de primeiraiyas®0 (ko) 0 potencial critico
de primeira passivagéo 4f), o potencial critico de segunda passivacaq)(E a corrente de

segunda passivacagsf).



